La version frangaise (interface et aide en ligne) est attendue pour 'automne 2007.

Nouveauteées de
STATISTICA 8

Les modules bureautiques de STATISTICA 8 sont disponibles en version anglaise.

Les Solutions Entreprises (STATISTICA Data Miner, STATISTICA SE/QC, STATISTICA M-SPC ...)
seront disponibles en anglais courant de I'été.

De nombreuses évolutions sont venues s’ajouter a la quantité de fonctionnalités offerte

par la version 7.1, précédente version disponible.

De nouveaux produits viennent également répondre a 'augmentation de la volumétrie
des données a analyser et a la complexification grandissante des modéles recherchés.

Cette nouvelle version répond également aux attentes du marché réglementé par les
normes (ISO, DIN, FDA, Béle | et Il ...), notamment pour nos clients du secteur
automobile et aéronautique, de l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique,

™

agroalimentaire, des semi-conducteurs ou encore de la bancassurance. CER:”HED FOR
Le développement de cette nouvelle version apporte une réelle avancée technologique Wln_do}{ys
et analytique dans différents domaines, notamment au niveau \/|Sta i
a des fonctionnalités générales ; par exemple la compatibilité avec Windows
Vista et I'intégration avec Office 2007 ou encore I'utilisation de STATISTICA comme SGBD
a duTr ai t ement davecdaenouvelled enéthodes pour la préparation des données
avant analyse
a des fonctionnalités analytiques avec de nouvelles méthodes, de nouveaux modules
a du module graphique avec 'ajout de nouveaux graphiques et de nouvelles options

Cette nouvelle version est encore plus riche que la précédente et offre aux utilisateurs jusqu’a

14

000 fonctionnalit®s pour i mporter, pr®parer e

Ce document ne présente qu’une partie des nouveautés, la liste compléte des nouvelles
fonctionnalités est disponible en cliquant sur ce lien.
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v/ Compatibilité avec Windows Vista :compatible avec les versions précédentes de Windows, cette nouvelle
version permet | a compati bi lbitsind®mment &mdows&ista. Sy st

v Intégration avec Microsoft Office : il vous est possible de travailler directement sur des fichiers Microsoft
Excel dans STATISTICAinterface Excel avec barre des meSTATISTICA . Les r ®sul t at

v Projets : la session de travail en cours peut désormais étre enregistrée en tant que Projet
STATISTICAcest'-di re une "i mage" qui enregistre | a
de données, analyses et résultats). A 'ouverture du projet, l'analyse respective sera restaurée au stade

de son dernier enregistrement préte a étre poursuivie ou relancée.

v Reprendre I'Analyse / Réexécuter I'Analyse :les résultats envoyés dans un classeur intégrent la
macro de l'analyse correspondante. Vous pouvez ré-exécuter ou reprendre 1'analyse ou vous l'aviez
laissée sur les mémes données ou sur une source différente.

v Analyses et Graphiques 'Par Groupes't out es | es bo " tes de di a
statistiqgues pr®sentent un bouton intitul ®

v Fournisseur OLE DB pour les feuilles de donnéeSTATISTICA : les feuilles de données
ok / STATISTICAont pouvoir étre utilisées comme une base de données standard et étre requétées en
utilisant le langage SQL. Une réelle avancée pour les problématiques de préparation des données.

v’ Présentation des résultats il est possible de créer les rapports directement dans Word puis de les
sauvegarder sous ce format ou alors aux formats PDF ou HTML. Les classeurs peuvent désormais étre
enregistrés au format HTML en préservant la hiérarchie des objets (arborescence) dans la fenétre du navigateur.
Une nouvelle fonctionnalité permet de prévenir toute modification non intentionnelle au niveau de

| *arborescence du classewt, | paratleasrveamnur enoiylelna g &

mot de passe.
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Préparation des Données

D®j " tr s riche en terme de fonctionnalit®s po
informations, STATISTIC apporte un certain nombre doéoutil
v" Importation des données de nouvelles options permettent I'importation rapide des fichiers texte. Vous
pouvez définir interactivement les séparateurs de champs et le type de chaque variable.

v Suppression des doublons d'observationdes doublons qui sont strictement identiques pour
toutes les variables sélectionnées sont alors supprimés du fichier de données.

v Filtrage des données éparsesles observations ou les variables qui contiennent des valeurs
manquantes au-dela d'un pourcentage défini peuvent étre éliminées du fichier de données.

v’ Traitement des variables a faible dispersion (invariantes) les variables qui possédent un écart
-type inférieur a un seuil choisi peuvent étre supprimées du fichier de données.

v Recaodification et remplacement des points aberrantsgrice a un certain nombre de tests de
détection des points atypiques comme le test Catégoriel, de Normalité, de Grubbs, des Centiles ou le
test de Tukey, vous pouvez remplacer les points atypiques par une valeur personnalisée, une valeur
manquante, la moyenne, un centile particulier, ...

Q! 0i nt er p o |-Rus Hroohas Vs Cetke enéthodk remplace les valeurs manquantes par la
valeur "moyenne" des observations les plus proches (similaires) de I'observation en question. Bien
®vi demment i | est possible doéutiliser des

valeurs manquantes par une valeur spécifique, la moyenne ou la médiane.

|l anal yse des donn®es num®riqgues, du texte ou
faire référence aux cellules individuelles de la feuille de données comme dans les tableurs traditionnels tels que
Microsoft Excel.

v Traitement des valeurs manquantesl a ver si on 8 met ~ disposi

v Nouvelles formules dans les feuilles de données 95 f oncti ons sont disponi

m

mO

posi

gue
Par
e me

t hc

bl

me

e



Fonctionnalités Statistiques

v Statistiques descriptives, robustesse, statistiques décomposéédsnouvelles statistiques sont désormais
proposées, notamment les moyennes winsorisées, les moyennes tronquées, le test de Grubbs pour la détection
des valeurs aberrantes, le coefficient de variation, l'intervalle de confiance de 1'écart-type de I'échantillon, ou
encore le pourcentage d'observations valides. Au niveau des tests de Student il est possible de
calculer les intervalles de confiance des estimations.

vModul es Pl ans dednbuvepu®plahseienicerd ompléter une liste déja tres

importante. Les plans décalés et les plans optimaux en parcelles divisées.

v Module Analyse de Processusil va étre possible de calculer des indices de capabilité du

processus conformément aux normes DIN 55319 et ISO 21747. Outre les indices de capabilité

standard de nouvelles statistiques sont mises a disposition pour évaluer la qualité de vos appareils de
mesure, notamment | es Cg et Cgk, des indiceg d
permettent de suivre la distribution (Normal,non-Nor mal e é) dans | e t emp

v STATISTICA MSP-Multidimensionnelle:aj out doéun nouveau diagr g§mm
| (biplots) afin d'identifier les relations entre les variables acentes et les facteurs extraits, en vue

de réaliser une analyse efficace des causes les plus probables.

v/ STATISTICA Contrble Qualité Multivarié (nouveau module): solution pour le contrdle

qualité pour le suivi de plusieurs variables simultanément au moyen de carte multi-groupes du T? de

Hoteling, des cartes MEWMA, des cartes MCUSUM, des cartes de la variance généralisée.

v/ STATISTICA Réseaux de Neurones Automatisésouveau module):i | sdagit doéune appl
conviviale qui intégre les dernicres technologies et les algorithmes les plus performants pour construire et

déployer des modeles neuronaux, notamment pour répondre a des problématiques de Régression,

Classification, Régression chronologique, de Classification chronologique, de Clustering (cartes de Kohonen)

v STATISTICA Data Miner : les arbres interactifs sont disponibles pour le déploiement, une nouvelle

interface permet aux novices de mettre en place un projet selon une méthodologie pas-a-pas qui guide

| Gutilisateur depuis |l a s®l ection des donn®e s OUJrce
m®t hodol ogi e assure | 6utilisateur de mener 7 biefn s
v STATISTICA Entreprise/QC:1 6i nt er face de cette solution a tdta
est plus souple et rapidement intégrable. Elle propose une interface graphique proche de celle des fournisseurs

de solution SGBD. 1l est possible de créer des rapports automatisés sur toutes les méthodes statistiques de J
STATISTICA du descriptif, au data mining en passant ar

Fonctionnalités Graphiques

D® © tr s riche en terme de mod |l es graphiques it ¢
sont encore plus nombreuses avec cette nouvelle version.

v Courbes d'isoréponses superposéesl.va étre possible par exemple de superposer plusieurs

courbes dobéisor®ponses tr s utile dans | es reflhel

v’ Copiez et fusionnez vos graphiques par Glissddéplacer : Vous pouvez copier vos graphiques en
les faisant glisser simplement a 'aide de la souris.

v’ Glissezdéplacez vos graphiques dans des documents Wor¥ous pouvez envoyer vos
graphiques dans des documents STATISTICAu dans des documents externes tels que Word ou
PowerPoint en les glissant simplement a l'aide de la souris.

v Verrouillage des graphiques :Vous pouvez verrouiller vos fichiers graphiques, en totalité ou juste
sur des aspects particuliers, afin d'en interdire la modification.

v’ Bagplot (Nouveau Graphique): il s'agit d'un nuage de points utilisant une généralisation bivariée
des boites a moustaches de Tukey permettant d'identifier les distributions (et les points aberrants) dans
un espace a 2 dimensions.

v Tracés Wafer (Nouveau Graphique): cette méthode graphique, courante dans l'industrie des semi-
conducteurs, permet de faire ressortir des données relatives aux défauts sur des tracés en deux dimensions.

v’ Contrble de la résolution des graphiques exportési: or s de | 6enregi strement fdu

déi mage, il est possible de sp®cifier |l a r®sol utlli or
BMP par la commande Enregistrer Sous.



